
走査型電子顕微鏡 

用途・使用例 
   微小サンプルの観察・元素分析、 
   低真空での観察、分析可 
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注意点 
 油等の揮発性物質できるだけ 
 除去してください。 
 必要に応じて導電性処理を行うこと 
 があります。 

(写真） 

料金表コード P01  S41 

機器名 走査型電子顕微鏡（SEM用マイクロアナライザ）{SEM-EDS]  

メーカー名 日本電子(株) 

型式 JSM-6380LV 

取得年月 2005/11  競輪補助 

仕様 倍率 : 5～30万倍（実用倍率 : 2万倍） 

低真空モード可, 元素分析可Be～U, 電子データ出力 

試料台の寸法はφ30mmです。 

亜鉛の腐食部観察 
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